
第 14 回放射線による非破壊評価シンポジウム 
主 催：(一社)日本非破壊検査協会 放射線部門

共 催：(地独)東京都立産業技術研究センター 
協 賛：(公社)精密工学会、(公社)計測自動制御学会、(一社)日本高圧力技術協会、(一

社)日本鋼構造協会、(一社)日本非破壊検査工業会、(一社)溶接学会、(一社)
日本航空宇宙学会、(一社)日本溶接協会、(一社)日本品質管理学会、(公社)
日本航空技術協会、(一社)日本ボイラ協会、(一財)建築保全センター、(公社)
日本鉄筋継手協会、(一財)建材試験センター、(一財)日本溶接技術センター、

(一社)軽金属学会、 (一社)日本食品機械工業会、(一社)日本建築学会、 (一
社)日本機械学会、(一社)日本溶射学会、(公社)日本材料学会、(公社)日本金

属学会、(一社)日本鉄鋼協会、(公社)日本プラントメンテナンス協会、(一社)
日本原子力学会 

期 日：2024 年 3 月 4 日(月) 11：30〜17：00 (開場 10：30) 

5 日(火) 10：00～15：20 (開場 9：00) 

会 場：東京都立産業技術研究センター 本部 東京イノベーションハブ 
東京都江東区青海 2-4-1 https://www.iri-tokyo.jp/site/access/honbu.html 

参加費： 
（講演論文集 

1 冊を含む） 

JSNDI 正会員 
登壇者 
学生会員 
協賛学会会員 

4,000 円 
4,000 円 
3,000 円 
6,000 円 

非会員 一般 8,000 円 
学生 4,000 円 

申込方法：以下 Web 参加申込ページからお申込みください。 
https://sciences.jsndi.jp/radiographic/ 

問合先：(一社)日本非破壊検査協会 放射線シンポジウム係 
     TEL：03-5609-4015  E-mail：yasoshima@jsndi.or.jp 
講演時間：一般講演 25 分 発表 20 分、質疑応答 5 分 

特別講演 45 分 発表 40 分、質疑応答 5 分 

－プログラム－ 

 第 1 日 ３月４日（月）  
開会挨拶                       （11:30〜11:35） 
放射線部門主査 富澤雅美（東芝 IT コントロールシステム） 
1．特別講演Ⅰ: 放射光施設                     (11:35～12:20) 
座長 富澤雅美（東芝 IT コントロールシステム(株)） 
1-1 SPring-8-Ⅱの概要  
      （国研）理化学研究所 放射光科学研究センター 矢橋牧名 
 

昼休み（12:20～13:45） 
 
東京都立産業技術研究センターの紹介         （13:45〜13:55） 
 
2．特別講演Ⅱ: 放射光施設                    (13:55～14:40) 
座長 富澤雅美（東芝 IT コントロールシステム(株)） 
2-1 次世代放射光ナノテラスの非破壊評価における役割－ラボと施設の

多彩なプローブとの共創の視座から－  
    東北大学/(一財)光科学イノベーションセンター 高田昌樹 

(休憩 10 分) 
 

3．特別講演Ⅲ: 中性子による非破壊検査              (14:50～15:35) 
座長 釜田敏光（ポニー工業(株)） 
3-1 非破壊検査への中性子線利用の可能性－散乱・回折, 透視画, 元素分

析を統合する－ 
茨城大学 小泉 智 

 
4.一般講演：中性子による非破壊検査              （15:35～17:00）   
座長 釜田敏光（ポニー工業(株)） 
4-1 小型中性子源システムRANSプロジェクト－現場利用を目指した開

発と現状－                  
(国研)理化学研究所 大竹淑恵 

(休憩 10 分) 
4-2 中性子を活用した非破壊塩分検査装置 RANS-μによる新たなイン

フラ構造物診断への取り組み 
(株)ランズビュー/(国研)理化学研究所/ 

ニュートロン次世代システム技術研究組合 〇高村正人、若林泰生 
(株)ランズビュー/ニュートロン次世代システム技術研究組合/ 

オリエンタル白石(株) 大石龍太郎 
(株)ランズビュー/(株)理研鼎業 西山玄輝       

(株)ランズビュー/Alt-Intelligence 小坂 真 
4-3 中性子反応と光核反応による放射化・IP 転写イメージング 

住重アテックス(株) 〇鵜野浩行、上本龍二 
東芝テクニカルサービスインターナショナル(株)  日塔光一 

北海道大学 加美山隆、佐藤博隆、鬼柳善明 
 

 
◆懇親会 （17:30～19:30）                   
懇親会場所：スカイレストラン シーガル 会費：5,000 円 

第２日 ３月５日（火）  
5．一般講演：RT（1）                （10:00～11:50） 
座長 富田康弘（浜松ホトニクス(株)） 
5-1 デジタルラジオグラフィにおける有孔形透過度計および針金形透過

度計の配置に関する検討  
(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一 

(地独)東京都立産業技術研究センター 〇河原大吾 
元茨城県産業技術イノベーションセンター 鴨志田敏行 

(株)IHI 検査計測 田北雅彦 
5-2 放射線透過画像の像質について 新しくて古い放射線透過画像の話 

富士フイルム(株) 成川康則 
(休憩 10 分) 

5-3 溶接検査に適したイメージングプレートについて  
富士フイルム(株) 〇才木隆史、成川康則、原田健治 

5-4 厚板に対するデジタル RT 手法の検討 
(株)IHI 検査計測 〇田北雅彦 

(一社)日本非破壊検査協会 大岡紀一 
(地独)東京都立産業技術研究センター 河原大吾 

元茨城県産業技術イノベーションセンター 鴨志田敏行 
昼 休 み（11:50～13:00） 

6．一般講演：RT（2），NDE4.0               （13:00～13:50） 
座長 夏原正仁（(株)島津製作所） 
6-1 デジタルラジオグラフィにおける三次元点群を利用したビームハー

ドニングと散乱線の補正 
東京大学 〇川上達彦、大竹 豊 

6-2 非破壊検査・外観検査用画像データセットサイトの構築 
徳島大学 〇浮田浩行、寺田賢治 

愛知工業大学 塚田敏彦 
中京大学 青木公也 

(株)日立ハイテクソリューションズ 野口 稔 
中京大学/(同)YYC ソリューション 輿水大和 

(休憩 10 分) 
7．一般講演：X 線 CT                        （14:00～15:15） 
座長 名雲靖（(株)日立製作所） 
7-1 材料内部における化学情報の 3 次元分布を取得可能なフォトンカウ

ンティング検出器搭載型 X 線 CT システム 
(株)東陽テクニカ 兒玉 優 

7-2 実験室系 X 線位相顕微鏡による軽元素材料の高感度 3 次元観察 
(株)リガク 武田佳彦 

7-3 計測用 CT システムの評価方法と評価用器物の紹介 
(株)島津製作所 大西修平 

閉会挨拶                      （15:15～15:20） 
富澤雅美（東芝 IT コントロールシステム(株)）  
◆見学会（15:30～17:00）                 

見学場所：東京都立産業技術研究センター 本部 
 

講演中のカメラやスマートフォン等による撮影は原則禁止としております。撮影される場合は、事

前に登壇者の了承を得た上で、登壇前に座長へ申し出るようにお願いいたします。 

会場地図 

 

https://www.iri-tokyo.jp/site/access/honbu.html

